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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt elektromagnetyczny do badania metoda iskrowa sktadu
chemicznego proszkéw ferromagnetycznych.

Z opisu patentowego JP6584832B2 znane jest urzadzenie do analizy emisji wytadunku jarowe-
go, uchwyt prébki i metoda generowania wytadunku jarowego. W rozwiazaniu tym uchwyt prébki za-
wiera: elektrode, ktéra ma przyktadowa ptaszczyzne mocowania; zewnetrzna czesé cylindra, ktéra
zawiera umieszczona w hiej ptaszczyzne mocowania probki oraz wewnetrzna czesé cylindra (czesé
stykowa). W stanie, w ktérym probka jest oddzielona od otworu wytadowania jarzeniowego, otwarty
koniec wewnetrznej czesci cylindra styka sie z obwodem otworu. Po obnizeniu cisnienia wewnatrz rury
wytadowczej, zewnetrznej czesci cylindra i wewnetrznej czeéci cylindra, ktére sa ze soba potaczone,
dostarczany jest argon.

Z opisu patentowego CN108318423A znany jest uniwersalny uchwyt na prébki proszkowe
do badania spektroskopii emisyjnej. W rozwiazaniu tym uchwyt na prébki proszkowe sktada sie z pod-
stawy do tadowania prébek, ptyty dociskowej podstawy i kwarcowego klipsa do tadowania prébek.
Podstawa do tadowania probek i podstawowa piytka dociskowa sa zmontowane w taki sposéb, Ze
tworza szesciokatny pryzmat. Pomiedzy dwoma szesciokatnymi powierzchniami dolnymi sze$ciokat-
nego pryzmatu znajduje sie optyczny otwor przelotowy. Pomiedzy dwoma szesciokatnymi powierzch-
niami dolnymi znajduje sie szczelina zaciskowa, ktéra stuzy do mocowania kwarcowego zacisku
do pobierania prébek. Probka jest tadowana przez okragta ptyte kwarcowa w ksztaicie koryta z pokry-
wa. Po zatadowaniu prébki, dzieki przyciaganiu magnetycznemu, jest ona mocowana w $rodku sze-
Sciokatnego pryzmatu utworzonego z podstawy tadujacej probke i ptyty dociskajacej podstawe. Po-
przez uniwersalny uchwyt do probek proszkowych, pozycja prébki moze byé wyréwnana raz, tak ze
unika sie procesu wyréwnywania sSwiatta, problem wstrzasania i posypywania prébki w braniu
i umieszczaniu jest rozwiazany, a wydajnos$é eksperymentu jest poprawiona.

Dotychczas znane ze zgtoszenia patentowego CN108982475A znana jest metoda, ktéra obej-
muje sposéb przygotowania probki do badan dla spektrometru iskrowego z emisja optyczna, sposéb
analizy nieregularnego sktadu materiatu metalowego oraz spektrometr iskrowy z emisja optyczna.
Sposéb przygotowania probki do badania dla spektrometru iskrowego z emisja optyczna obejmuje
nastepujace etapy: jeden koniec badanej probki metalowej jest ciety, tak ze na koncu prébki metalo-
wej tworzy sie przekrdj poprzeczny; proszek mozaikowy przyjmuje sie do przeprowadzenia obrébki
mozaikowej na goraco dla prébki metalowej, tak Zze tworzy sie mozaikowy fragment prébki owijajacy
prébke metalowa; jeden koniec prébki metalowej uzyskanej w kroku jest szlifowany i polerowany, tak
ze przekréj poprzeczny jest odstoniety. Sposodb przygotowania moze efektywnie przygotowaé matoga-
barytowa prébke metalu w probke spetniajgca warunki analizy i detekcji przez optyczny emisyjny
spektrometr iskrowy w prosty sposéb.

Z opisu zgtoszenia patentowego US4367427A znana jest lampa wytadowcza jarzeniowa do ja-
kosciowej i ilosciowe] analizy widma. Posiada ona komore wytadowcza zamykana po stronie katody
za pomoca przewodzacego elektrycznie dysku o potencjale katodowym. W komorze wytadowczej,
w celu zwiekszenia natezenia $wiatta i doktadnosci analizy, znajduje sie magnes pierscieniowy z ma-
terialu magnesu statego namagnesowany w kierunku osiowym do wytwarzania pola magnetycznego
rozciagajacego sie zasadniczo w kierunku osiowym w komorze wytadowczej. Dodatkowo w komorze
znajduje sie elektroda sterujaca, ktéra jest odizolowana od korpusu anody.

Emisyjny spektrometr iskrowy oferowany miedzy innymi przez firme BRUKER, sktada sie
z komory iskrowej oraz dwdch elektrod. Probke umieszcza sie pomiedzy gorna a dolna elektroda.
W wyniku przytozenia wysokich wartoéci pradu powstaje gwaitowna seria iskier o wysokiej energii
oraz nastepuje wytworzenie plazmy pomiedzy dolna elektroda a badanym materiatem. Inicjacja wyta-
dowania, kontrola probkowania i kontrola wzbudzenia wymagaja kontroli czasu inicjacji wytadowania
i napiecia, wraz z kontrola dostarczania pradu do elektrod po zapaleniu wytadowania. tuk pradu sta-
tego moze by¢ zainicjowany przez pojedyncza iskre, przy czym prad utrzymywany jest na poziomie
wystarczajaco wysokim, aby unikna¢ zapadniecia sie kanatu wytadowania. Od strony komory iskrowej
prébka jest szczelnie zamknieta i przedmuchiwana argonem. W wyniku wytadowania na powierzchni
probki zachodzi odparowanie czesci materiatu. Odparowane atomy w plazmie absorbuja energie,
a ich elektrony wraz z kazda iskra przechodza do wyzszych stanéw energetycznych. Po kazdym odta-
czeniu iskry, elektrony wracaja do stanu podstawowego i emitujg fotony. Generowana jest emisja zto-
zona wynikajaca z duzej liczby pierwiastkédw emitujacych jednoczesnie fotony. Nastepnie ztozone
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Swiatto wytadowania pada na siatke dyfrakcyjna. Na siatce dyfrakcyjnej oddzielane sa poszczegdine
dtugosci fal i tworzone jest widmo wewnatrz komory optycznej. Widmo to poddawane jest wéwczas
analizie. Spektroskopy wyposazone sa w fotopowielacze badz tez detektory CCD i CMOS. Oprécz
wyzej wymienionych elementéw spektrometr sktada sie z uktadu optycznego, uktadu elektronicznego
i komputera. Uktad elektroniczny steruje praca i rejestruje otrzymane widma natomiast komputer ana-
lizuje i przerabia dane pomiarowe oraz kontroluje prace instrumentu.

Problemem technicznym do rozwiazania jest potrzeba badania metoda iskrowa sktadu che-
micznego proszkéw metalicznych, posiadajacych wtasciwosci ferromagnetyczne.

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do badania metoda iskrowa sktadu chemicznego proszkéw
ferromagnetycznych, ktéry to uchwyt mocowany jest na stole maszyny do badania sktadu chemiczne-
go metoda iskrowa posiadajacej otwor roboczy z elektroda dolna i znajdujaca sie nad nim elektroda
gorna zas uchwyt posiada obudowe. Istotg uchwytu jest to, ze w obudowie znajduje sie stopniowa-
ny, przelotowy otwdr, ktory od strony podstawy osadzanej na stole posiada pierwszy stopien oraz
drugi gwintowany stopien. W goérnej czesci obudowy znajduje sie gwintowany trzpien, na ktéry nakre-
cona jest nakretka. W otworze obudowy znajduje sie element mocujacy z zagtebieniem w jego dolnej
czesci, w ktérym zamocowany jest elektromagnes tudziez element mocujacy od strony obudowy po-
siada czes¢ trzpieniowa, ktéra na géornym koncu posiada gwint wkrecony w drugi gwintowany stopien
otworu obudowy. Pomiedzy dolna czescia elementu mocujacego a gérna czescia obudowy na czesci
trzpieniowej elementu mocujacego osadzona jest sprezyna naciskowa. Na dolnej powierzchni obudo-
wy w otworze zamocowana jest obrotowo za pomoca $ruby belka zgarniajaca.

Korzystnym skutkiem zastosowania wynalazku jest mozliwo$¢ badania proszkéw ferromagne-
tycznych metoda iskrowa. Wynalazek pozwala réwniez na tatwe oczyszczanie uchwytu z pobranego
proszku i pobranie nowej prébki. Dodatkowym korzystnym skutkiem jest mozliwos¢ ustalania zadanej
wysokosci warstwy badanego proszku.

Przedmiot wynalazku w przykfadzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na ktérym po-
szczegdlne figury przedstawiaja:

fig. 1 — uchwyt w przekroju wzdtuznym w pierwszym potozeniu,

fig. 2 — uchwyt w przekroju wzdtuznym w drugim potozeniu,

fig. 3 — uchwyt w przekroju wzdtuznym w rozstrzeleniu.

Uchwyt do badania metoda iskrowa sktadu chemicznego proszkéw ferromagnetycznych
w przyktadzie wykonania mocowany jest na stole 1 maszyny do badania sktadu chemicznego metoda
iskrowa otwor roboczy 1.1 z elektroda dolng 1.2 i znajdujaca sie nad nim elektroda gérna 1.3. Uchwyt
posiada obudowe 2 w ksztalcie walca, w ktérego osi znajduje sie stopniowany, przelotowy otwor.
Otwor od strony podstawy osadzanej na stole 1 posiada pierwszy stopieh 2.1 oraz drugi gwintowany
stopien 2.2. W goérnej czesci obudowy 2 znajduje sie gwintowany trzpien 2.3, na ktoéry nakrecona jest
nakretka 3. W otworze obudowy 2 znajduje sie element mocujacy 4 z zagtebieniem 4.1 w jego dolne;
czedci, w ktérym zamocowany jest elektromagnes 5. Element mocujacy 4 od strony obudowy 2 posia-
da czes¢ trzpieniowa 4.2, ktéra na gornym koncu posiada gwint 4.3 wkrecony w drugi gwintowany
stopien 2.2 otworu obudowy 2. Pomiedzy dolna czescia elementu mocujacego 4 a goérna czescia obu-
dowy 2 na czesci trzpieniowej 4.2 elementu mocujacego 4 osadzona jest sprezyna naciskowa 6.
Na dolnej powierzchni obudowy 2 w otworze 2.4 zamocowana jest obrotowo za pomoca $ruby 7 belka
zgarniajaca 8.

Dziatanie uchwytu elektromagnetycznego do badania metoda iskrowa sktadu chemicznego
proszkéw ferromagnetycznych polega na tym, ze poprzez wykrecanie lub wykrecanie nakretki 3 moz-
liwa jest regulacja odlegtosci pomiedzy elementem mocujacym 4 a obudowa 2. Proszek umieszcza sie
pod elektromagnesem a nastepnie po ustaleniu odpowiedniej grubosci warstwy proszku mozliwe jest
wyréwnanie warstwy za pomoca belki 8, ktéra obraca sie dookota $ruby 7 zgarniajac proszek. Belke 8
nalezy zdja¢ przed badaniem, nastepnie uchwyt ustawiany jest koncentrycznie w otworze roboczym
spektrometru 1.1 pomiedzy elektroda 1.2 i 1.3. Nastepuje docisk uchwytu elektroda 1.3 i wykonywane
jest badanie poprzez przytozenie napiecia pomiedzy elektrodami 1.2 1.3.

Wykaz oznaczenh:
1. Stot
1.1. Otwdér roboczy
1.2. Elektroda dolna
1.3. Elektroda goérna
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Obudowa

2.1. Pierwszy stopien otworu
2.2. Drugi gwintowany stopienh otworu
2.3. Gwintowany trzpien
2.4. Gwint zgarniacza
Nakretka

Element mocujacy

4.1. Zagtebienie

4.2. Czes¢ trzpieniowa

4.3. Gwint

Elektromagnes

Sprezyna naciskowa

Sruba

Belka

Zastrzezenie patentowe

. Uchwyt do badania metoda iskrowa sktadu chemicznego proszkéw ferromagnetycznych,

ktéry to uchwyt mocowany jest na stole (1) maszyny do badania sktadu chemicznego meto-
da iskrowa posiadajacej otwor roboczy (1.1) z elektroda dolna (1.2) i znajdujaca sie nad nim
elektroda goérna (1.3), za$ uchwyt posiada obudowe (2), znamienny tym, ze w obudowie (2)
znajduje sie stopniowany, przelotowy otwoér, ktéry od strony podstawy osadzanej na stole (1)
posiada pierwszy stopien (2.1) oraz drugi gwintowany stopien (2.2), natomiast w gorne;
czedci obudowy (2) znajduje sie gwintowany trzpien (2.3), na ktéry nakrecona jest nakret-
ka (3), przy czym w otworze obudowy (2) znajduje sie element mocujacy (4) z zagtebie-
niem (4.1) w jego dolnej cze$ci, w ktérym zamocowany jest elektromagnes (5), tudziez ele-
ment mocujacy (4) od strony obudowy (2) posiada czesé trzpieniowa (4.2), ktéra na géornym
koncu posiada gwint (4.3) wkrecony w drugi gwintowany stopien (2.2) otworu obudowy (2),
zas pomiedzy dolna cze$cia elementu mocujacego (4) a gorna czescia obudowy (2) na cze-
8ci trzpieniowej (4.2) elementu mocujacego (4) osadzona jest sprezyna naciskowa (6), na-
tomiast na dolnej powierzchni obudowy (2) w otworze (2.4) zamocowana jest obrotowo
za pomoca $ruby (7) belka zgarniajaca (8).
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